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Corrigendum

Tato oprava CSN EN 60825-1 ed. 2:2008 je &eskou verzi opravy IEC 60825-1:2007/Cor 1.:2008-08. Preklad byl
zajistén Uradem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This Corrigendum to CSN EN 60825-1 ed.2:2008 is the Czech version of the Corrigendum

IEC 60825-1:2007/Cor.1 :2008-08. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It

has the same status as the official version.

CSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750) Bezpeénost laserovych zafizeni — Cast 1: Klasifikace zafizeni a poza-

davky z Cervna 2008 se opravuje takto:

3.37

moznost ozareni lidského téla (human access)
v polozce b), misto

» --.a délkou az 100 mm..."

musi byt

,...a délkou 100 mm...*

8.3 Pravidla klasifikace

V druhé vété poznamky 1 u poloZky c) misto

»--.jeho rozbihavost v libovolné roviné je mensi nez 1,5 mrad...”
musi byt

»---jeho rozbihavost je mensi nez 1,5 mrad...”

v polozZce f) 3) b) misto

,Pro ménici se $ifky impulzt nebo doby trvani impulzi*

musi byt

,Pro ménici se Sitky impulzt nebo ménici se intervaly impulz(*
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Tabulka 4 — Limity pristupné emise pro laserova zafizeni tfidy 1a 1m a C¢ =1

V poslednim sloupci pro vinovou délku od 400 nm do 500 nm ve vyrazu pro limit pfistupné emise pro tridy 1
a 1M misto

39x10°CW
musi byt
39x10°Cs W
takto:
3,9%x107°%J
39%x107°CsJ
7x 107475 % ] ° 3.9%10° Cs W
a
39x107%W
Tabulka 5

V nazvu tabulky misto

Tabulka 5 — Limity pfistupné emise pro laserova zafizeni tfidy 1 v rozsahu vinovych délek od 400 nm do 1400 nm
(oblast nebezpeci pro sitnici): plosné zdroje

ma byt

Tabulka 5 — Limity pfistupné emise pro laserova zafizeni tfidy 1 a tfidy 1M v rozsahu vinovych délek od 400 nm
do 1 400 nm (oblast nebezpedi pro sitnici): ploSné zdroje

Tabulka 11

Tabulka 11 — Priméry méficich apertur a vzdalenosti pro méfeni pro vychozi (zjednodu$ené) vyhodnoceni

V zahlavi tabulky neni svisla Cara nalevo od Podminky 3 zarovnana se svislou ¢arou pro sloupce pod ni. Nahradi se
zahlavim takto (v CSN EN 60825 ed.2 opraveno):

Podminka 1 Podminka 2 Podminka 3
pouZiva se pro kolimované| pouZiva se pro rozbihavé pouZiva se pro stanoveni ozareni
svazky, kde pouziti napr. | svazky, kde pouZiti napf. pfi pozorovani bez optickych pomicek
teleskopu nebo zvétsSovacich skel nebo a pro rozmitané svazky
dalekohledu mtze zvysit mikroskopt mize zvysit
nebezpeci nebezpeci
Vinova délka Clona Vzdalenost Clona Vzdalenost Clona apertury / Vzdalenost
apertury apertury vymezovaci
apertura
nm mm mm mm mm mm mm

9.3.3 Podminky pro vyhodnoceni plosnych spojt
V prvnim odstavci poloZzky a) misto

»-.praméry apertur uréené v tabulce 11..."

musi byt

»--.praméry apertur a minimalni vzdalenosti pro méreni ur¢ené v tabulce 11..."
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Tabulka A3 — Maximalni pfipustné davky ozareni (MPE) pokozky laserovym zarenim
V tabulce svisla ¢ara pro vinovou délku 400 nm az 1 400 nm, 1 0°%s, musi byt posunuta pod 107,

Takze misto

Vinova Doba trvani vyzarovani t
délka A s
nm <107° 10°az107 |107 az1073 102 az 10 10 az10° |10°az3x10*
400az700 | 2x10"w-m™ 200 J-m2 1,1 % 10* 2% ym2 2 000 W-m™2
700 a2 1400 |2 x 10" C; W-m™ 200 C4 J-m2 1,1 % 10% C4 £ Jm2 2000 Cs W-m™
musi byt
Vinova Doba trvani vyzaFovani t
délka 4 S
nm <10 10°az107 | 107 az 107 102 az10 10 az 10° |10°az3x10*
40022700 | 2x10" wW-m™ 200 J-m™ 1,1 % 10* % J.m™ 2 000 W-m™2
700 a2 1400 |2 x 10" C4 W-m™2| 200 C4 J-m™ 1,1x 10* C4 2% ym™ 2000 C4 W-m™

A.3 Opakované pulzni nebo modulované lasery

V poloZce c) 2) misto:

,V pfipadé ménici se Sitky impulzi nebo doby trvani impulzl:*

musi byt

,V pfipadé ménici se Sitky impulzd nebo ménici se intervaly impulz{:*

Obrazek B.1 — Blokové schéma pro klasifikaci laserovych zarizeni na zakladé dodanych parametru
vystupu

V paté fadé schématu v ramecku zacinajicim textem Vybereme nejmensi hodnotu AELgjnge @ AELs 1.
misto

Vybereme nejmensi hodnotu AELnge @ AEL, 1 pro porovnani s urovni pfistupného ozafeni jednoho impulzu v sadé
musi byt

Vybereme nejmensi hodnotu AELgi,ge @ AELs 1 pro porovnani s urovni pfistupného ozareni jednoho impulzu.

B.3 Priklady/ Priklad B.3.1

V druhém odstavci Reseni, misto
,Pro tfidu 3B udava tabulka 8..."
musi byt

Pro tfidu 3B udava tabulka 9..."

Vypracovani opravy normy
Zpracovatel: Cesky normalizaéni institut, IC 48135283
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 127 Solarni energie a lasery

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jitka Prochazkova



Upozorné&ni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejiiovany ve Véstniku Uradu pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.
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